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特記事項 
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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5402-15-2:2014
は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5402 規格群（電気・電子機器用コネクタ－試験及び測定）の部編成は，JIS C 5402-1-100（第 1-
100 部：一般－試験方法規格一覧）による。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 5402-15-2：0000 
 (IEC 60512-15-2：2018) 

電気・電子機器用コネクタ－試験及び測定－ 
第 15-2 部：コネクタ試験（機械的試験）－ 
試験 15b：ハウジング内のインサート保持 

（軸方向） 
Connectors for electrical and electronic equipment－ 

Tests and measurements－ 
Part 15-2: Connector tests (mechanical)－ 
Test 15b: Insert retention in housing (axial) 

 

序文 
この規格は，2018 年に第 2 版として発行された IEC 60512-15-2 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

1 適用範囲 

この規格は，個別（製品）規格が要求する場合，電気・電子機器用コネクタ（以下，コネクタという。）

の試験規格として用いる。個別（製品）規格に規定がある場合，類似の部品に用いることが可能である。 

この規格は，コネクタハウジング内のコネクタインサートの保持機構が，コネクタインサートがコネク

タハウジングから外れることなく，通常の使用中に加わる可能性のある軸方向の力，すなわち，結合相手

への最大挿入力及び結合相手からの最大引抜力に耐える能力を評価するための試験方法について規定する。 

注記 1 この規格に規定する試験方法は，JIS C 5402-15-3 で規定する試験方法と対になる（参考文献参

照）。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60512-15-2:2018，Connectors for electrical and electronic equipment－Tests and measurements－
Part 15-2: Connector tests (mechanical)－Test 15b: Insert retention in housing (axial)（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

2 引用規格 
次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 
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JIS C 5402-1 電子機器用コネクタ－試験及び測定－第 1 部：品目別通則 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60512-1，Connectors for electrical and electronic equipment

－Tests and measurements－Part 1: Generic specification 

JIS C 5402-1-1 電子機器用コネクタ－試験及び測定－第 1-1 部：一般試験－試験 1a：外観 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60512-1-1，Connectors for electronic equipment－Tests and 

measurements－Part 1-1: General examination－Test 1a: Visual examination 

IEC 60050-581， International Electrotechnical Vocabulary－Part 581: Electromechanical components for 
electronic equipment 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 5402-1 及び IEC 60050-581 による。 

4 準備 

4.1 試験装置 

試験には，軸方向の力を加えるために，力（強度，力を加える速度及び一定の力を加える時間）を制御

することが可能である適切な装置（例えば，汎用材料試験機）が必要である。 

空気又はガスの圧力によって軸方向の力を加える場合，保持不良のときに飛び出す可能性があるコネク

タを収納する試験槽を備えていなければならない。液体の圧力を用いる場合，槽を備えていなくてもよい。

ただし，圧力を加えるために用いる液体は，試料の材質に影響を与えてはならない。 

注記 1 空気の圧力を用いる場合，コンタクト，インサート又は他の部品が高速で飛び出す可能性があ

る。したがって，適切な安全対策を行うことが必要になる場合がある。 

注記 2 個別（製品）規格が試料の特別な前処理を要求する場合，そのようなコンディショニングを記

載する関連規格に規定されている全ての試験装置も必要とすることがある。 

4.2 試料の準備 

試料は，ターミネーションをもつコネクタとする。個別（製品）規格に規定がある場合には，試料にケ

ーブルを結線してもよい。ケーブル固定具及びアクセサリは，取り付けてはならない。 

4.3 試料の取付け 

試料の取付けは，個別（製品）規格による。 

5 試験及び測定方法 

5.1 前処理 

試料は，個別（製品）規格に要求がある場合，前処理を行う。 

5.2 初期測定 

外観試験は，JIS C 5402-1-1 によって行う。 
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5.3 試験 

コネクタハウジングは，コネクタインサートの保持部品に影響がないように固定する。 

試験は，個別（製品）規格に規定する試験方法に従って方法 A 又は方法 B を用いて行う。 

他に規定がない場合，方法 A を用いる。 

方法 A 個別（製品）規格で規定する軸方向の力は，25 mm/min の一定の速度でコネクタの挿入方向

及び引抜方向に規定値に達するまで連続的に加え，その後 1 分間保持する。 

方法 B 個別（製品）規格で規定する圧力は，5 kPa/s の割合で，コネクタの挿入方向及び引抜方向に

規定値に達するまで連続的に加え，その後 1 分間保持する。 

注記 方法 B は，ハーメチックコネクタを試験するのに適している。 

5.4 後処理 

試料は，個別（製品）規格に要求がある場合，後処理を行う。 

5.5 最終測定 

規定する力又は圧力によって生じる変位量を測定する。規定する力又は圧力が除去された後の残留変位

量を測定する。これらの変位量を，記録する。 

外観試験は，JIS C 5402-1-1 によって行う。 

6 個別（製品）規格に規定する事項 

この試験を個別（製品）規格で要求する場合には，次の事項を規定する。 

a) 試料数 

b) 前処理及び／又は後処理のためのパラメータ（要求する場合） 

c) 試料の結線（必要な場合） 

d) 試料の取付け 

e) 試験方法（方法 A 又は方法 B） 

f) 軸方向に加える力又は圧力 

g) 変位量を含む要求事項 

h) この規格に規定する試験方法及び／又は試験条件との相違 
 
参考文献 

JIS C 5402-15-3 電子機器用コネクタ－試験及び測定－第 15-3 部：コネクタ試験（機械的試験）－試

験 15c：ハウジング内のインサート保持（ねじれ方向） 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60512-15-3, Connectors for electronic equipment－Tests 
and measurements－Part 15-3: Connector tests (mechanical)－Test 15c: Insert retention in housing 
(torsional) 

 




